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Bijlage 3 Specificatie referentieopdracht

Europese aanbesteding
Onderhoud Scanning Electronen Microscopen
ten behoeve van het Nederlands Forensisch Instituut
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Per referentieopdracht dient u één formulier in te vullen.

	[bookmark: _Toc430424057]Referentieopdracht i.h.k.v. Onderhoud Scanning Electronen Microscopen

	Referentie-opdracht specifiek voor een of meer van de volgende eisen:
	· Ervaring met preventief en correctief onderhoud van Scanning Electronen Microscopen van de fabrikant FEI B.V. met daaraan gekoppeld een onderhoudscontract, waarbij de opdrachtwaarde minimaal € 20.000,- inclusief BTW bedraagt waarbij minimaal € 10.000,- inclusief BTW gefactureerd moet zijn op moment van Inschrijving.

Aankruisen wat van toepassing is

	1 Adres gegevens

	Opdrachtgever
	

	Adres
	

	Postcode en plaats
	

	Contactpersoon
	

	Telefoonnummer
	

	Emailadres
	

	2 Algemene Informatie Referentie-opdracht

	Startdatum
	

	Einddatum
	

	Opdrachtwaarde
	€

	3 Omschrijving opdracht

	Titel
	

	Opdrachtbeschrijving

[bookmark: _GoBack]
	



	Rol Inschrijver 
(in termen van verantwoordelijkheid voor de dienstverlening/levering en indien van toepassing als hoofd- of onderaannemer, samenwerkingsverband en indien van toepassing als hoofd- of onderaannemer, samenwerkingsverband)
	











Opdrachtgevende instantie:
	Naam: 
	

	Functie:
	

	Bedrijf:
	

	Handtekening:
	

	Datum:
	


Inschrijver:
	Naam: 
	

	Functie:
	

	Bedrijf:
	

	Handtekening:
	

	Datum:
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